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实验技术

红外反射光谱的原理和方法!

李! 岗! ! 王楠林4

（中国科学院物理研究所! 北京! ’%%%5%）

摘! 要! ! 固体的光学性质是凝聚态物理学中的一类重要问题，它可以用一系列的光学常数进行描写-在实验上，最
常用的方法是，测量材料在一个尽可能宽的频率范围内的正入射反射率，然后通过 671897: ; 67<30=（66）变换的方法
来得到光学常数-文章介绍了傅里叶变换红外反射光谱的原理、仪器组成和一种原位蒸发镀膜技术-这样的方法可以
很好地测量包括小尺寸和不规则样品在内的材料从数个毫电子伏至数个电子伏范围内的反射率，因而在研究固体的

各种不同的单粒子激发（或集体激发）中起重要的作用-
关键词! ! 反射光谱，红外，傅里叶变换
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’! 引言

随着 $% 世纪固体物理学进而凝聚态物理学的
发展，一大类通过探测固体系统对外界的响应来研

究固体系统的内在结构和性质的谱学方法得到了发

展，如光电子能谱、电子能量损失谱、V射线散射谱、
中子散射谱、拉曼和布里渊散射谱等- 在历史上，光
与物质的相互作用是很早就开始的一个研究课题-
现代物理学中的两个最重要的基础理论———量子力

学和狭义相对论都是在关于光的研究中产生和发展

的-同时，光学理论和仪器的进步也提供了大量新的
实验技术-在红外至近紫外波段，光子的动量都很
小，因此只能探测到固体中动量转移约等于 % 的激
发过程-但是，这个波段的能量范围是从几个毫电子
伏到几个电子伏，大体上是固体材料中各种不同的

单粒子激发或集体激发的能量尺度，这正是光谱方

法的优势所在，因而在当前关联电子系统的研究中

发挥着重要作用-
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光作为一种电磁辐射与固体物质的相互作用，

宏观上可以用介质中的麦克斯韦方程组来描写& 可
以引入复数折射率、复数介电函数、复数光电导率几

个量来描写存在色散和吸收的固体的光学性质［.］&
这几个量通过简单的代数关系联系起来，通常被称

为“光学常数”（显然它们并不是常数）& 如前所述，
可以不考虑这几个量的动量依赖而仅考虑其频率依

赖关系，同时对各向同性的固体，这些量都由张量退

化为标量&在微观上，电磁辐射对一个多体系统的哈
密顿量增加了一个矢势，将其作为微扰处理，通过解

含时薛定谔方程，可以得到系统的态矢，然后可以计

算由于外矢势导致的极化，进而得到系统的复介电

函数&这样的响应函数就反映了物质本身的电子结
构&
在实验中，可以用椭圆偏振光谱或是微波谐振

腔的方法来直接测量固体材料的复介电函数，但这

两种方法都不容易测量一个比较宽的能量范围& 目
前普遍采用的方法是测量一个比较宽的能量范围内

的正入射反射率，然后通过 //变换，进而计算复电
导率、复介电函数等& 对于薄膜样品，也可以测量透
射率，但是要找到一个透明的衬底通常是一个问题&
本文将主要介绍傅里叶变换红外反射光谱的原理和

方法&

0- 实验原理

反射比定义为反射电磁波电矢量与入射电磁波

电矢量之比，它包括两个部分：一个是强度之比，即

反射率 !；另一个是反射电磁波对入射电磁波的相
移 !&通过介质表面电磁波正入射时的连续性条件，
可以将反射率、相移与其他几个光学常数通过代数

关系联系起来&在实验中可测量量为反射率，因此还
需要有关相移的知识才能得到其他光学常数& 这里
就需要用到 // 关系& // 关系可以描述为：凡是由
因果关系决定的光学响应函数，其实部和虚部之间

不完全独立，彼此由积分关系联系起来&它的物理基
础是因果律，亦即响应只能发生在作用之后，而不能

在作用之前［0］&在数学上则表现为响应函数在复平
面内的解析性质& 应当指出，// 关系不光在光学
中，而且在多体系统的理论中都是一个重要的关系&
反射比就是这样一个响应函数，其 //关系为［1］
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式中 ( 表示主值积分&对于其他的的光学响应函数
也有类似的积分关系&在（.）式中，对频率的积分是
从 2 到正无穷，而实验中可测的只能是一个有限的
频率范围，因此低频和高频都需要进行外推& 但对
（.）式进行一些数学变换后可以看到，实际上在测
量范围之外的反射率值对测量范围之内的相移值的

影响不大&当然，选择合适的低频外推，对于不同的
系统（如金属、超导体、绝缘体）是必要的&
测量频率依赖的反射率需要一定的分光手段，

现在主要使用的是傅里叶变换分光的方法，其核心

是迈克耳孙干涉仪（4)+!5(67, ),"589587:5"58）& 图 .
中（.）为其示意& 它由分束镜和两个互相垂直的平
面镜组成&一个平面镜可动，另一个固定& 两个平面
镜均与分光镜成 ;<=角&考虑一束单色光，经分束镜
分光后分别由固定镜和移动镜反射，两部分反射光

再经过分光镜联合后将发生干涉& 在移动镜的不同
位置，两束光的光程差不同&当光程差为半波长 ! > 0
的偶数倍时，为相长干涉，有最大振幅；当奇数倍时

为相消干涉，有最小振幅& 实际上的光源是复色的，
因此，连续地改变移动镜的位置就可以连续地改变

光程差，从而可以记录强度对光程差的谱，即干涉

谱，再通过傅里叶变换就可以得到强度对于频率的

谱，即功率谱&迈氏干涉仪可以同时采集不同频率的
信息，其频率分辨率可认为与移动镜的扫描长度成

简单反比关系&例如，当移动镜扫描距离为 <+: 时，
分辨率为 2& . 个波数.）（+: ?.）［;］& 与传统的光栅分
光法相比，傅里叶变换分光法缩短了测量的时间，同

时提高了分辨率&

.）- 波数（+: ?.）是光谱学中常用的频率单位，定义为波长的倒数&

它与波长、光子能量、频率的换算关系为：.0，;22@4 (5A4 ) B

.& < C .2.<DE4F，2G<+: ?.

要获得一个材料的绝对反射率谱，通常是先测

量它相对于一个反射率谱已知的良好金属的反射率

谱，比如金或铝，然后再计算其绝对反射率&但是，要
获得样品的一个平整的、镜面级的反射面是很困难

的&抛光的方法不是总能使用，对单晶解理获得的解
理面也不一定完整，样品表面通常都会具有一些微

结构&这会导致反射效率的降低，还有可能导致不同
频率的光在探测器处发生干涉& 为了减少或消除这
种表面不平整对反射率测量的影响，有效的方法是

在样品的表面镀上一层金或铝，并用有镀层的样品

作为自身的参考&这种方法要求镀层足够薄，不改变
样品表面原有的微结构，同时又要大于光对金或铝

的穿透深度&将样品的反射率谱与镀膜后样品的反
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图 ’! 傅里叶变换反射光谱仪示意图［（’）迈克尔孙干涉仪；（’1）固定镜；（’4）移动镜；（’2）分束镜；（’5）激光探测器；（$1）中红外光

源；（$4）远红外或近红外光源；（"）孔阑；（6）偏振片插槽；（#）窗口；（&）挡光板；（7）低温恒温器；（8）镀膜组件；（9）样品；（’%）铜锥；

（’’）热辐射屏；（’$）恒温器冷头；（’"）观察窗；（’61）近红外或可见或近紫外探测器；（’64）中红外探测器；（’62）远红外探测器］

射率谱相除后再乘上金的标准反射率谱，就可以得

到比较准确的材料的绝对反射率- 对于表面平整的
样品，这种方法自然也适用［#］-

"! 仪器及操作

图 ’ 显示了一个反射光谱谱仪的典型组成- 光
源发出的光经迈克耳孙干涉仪调制后，通过光具组，

以大约 #:的入射角会聚地入射到位于低温恒温器
中的样品表面，大约以同样的角度反射后，通过光具

组到达探测器- 在迈克耳孙干涉仪中，（’5）为两个
;< = ><激光探测器，用于探测一个单频的 ;< = ><
激光经过分束镜后的调制情况，以此来控制移动镜

的位置和数据采集过程-在图 ’ 所示的光路中，偏振
片插槽（6）位置可以加入偏振片，因此可以用偏振
光测量各向异性样品的反射率谱- 图中（#）位置为
谱仪与低温恒温器连接的光学窗口，为了避免窗口

的反射光进入光路，有时需要在图中（&）的位置加
入一个小型的遮光板-通过光具组的变换，可以使用
不同的探测器-不同的波段使用的光源、分束镜、窗
口和探测器在表 ’ 中列出-
图 ’ 中，（7）为一个光学低温恒温器，如 ?5@

A132<5 B<C<1D2( EFC)<GC 公司的 HI@"@’’% 型-它通过
液氦连续流方式制冷，变温范围从 "$%J = ’%J-整个

冷头部分可以在不破坏恒温器内真空度的情况下旋

转，通过外部的机械夹持装置可以控制恒温器转动的

角度-冷头完全置于一个铜制的辐射屏中，为了防止
低温下热辐射对样品的加热，只在样品和参考镜处开

有两个窗口-样品和不锈钢的参考镜用环氧树脂胶分
别粘在两个铜锥的顶端-铜锥用三颗螺钉固定在冷头
的铜块上，其背面焊接有铜辫，与冷头有很好的热连

接-此外，铜锥上还有三个用于安装位置调节螺钉的
孔-铜锥坡度大约是 $%:，这样除了照射到样品或是参
考镜上的光外，照射到铜锥其他部分的光都不进入反

射后的光路-因此可以在光路中使用较大的孔阑，使
聚焦到铜锥顶部的光斑的面积大于样品的面积，从而

使整个样品表面得到利用，这对测量尺寸小的样品特

别有利-另外，恒温器的冷头在低温下会有轻微的形
变，光斑面积大于样品的面积对于补偿由于冷头形变

导致的样品的移动也是有益的-
镀膜所用的装置如图 ’ 中的（8）所示- 两根作

为电极的不锈钢棍套在用于支撑的陶瓷管中，焊接

在盲板上，并相互绝缘- 其顶端有螺纹，可以通过垫
圈和螺帽来固定灯丝- 灯丝用打磨过的干净钨丝绕
制为螺线形而成，距样品表面的距离约为 ’2G-通过
盲板外引出的的电极，可用一个外部的直流电流源

对灯丝加电流-镀金膜时，大约需要使用直径为%- $#GG
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表 .- 不同波段使用的光源，分束镜，窗口，探测器

波 段 波数范围 / +0 1. 光 源 分束镜 窗 口 探测器

远红外（234） 56—766 89:+’:; 8;(*:<0’(")(*;9: =)(0 >)(;#:?<#;(9,9 @& AB 硅热辐射量热计

中红外（834） @66—C666 D(?%E*: BF: BF: GGB 8HI

近红外（J34） K666—.K666 I’,LM"9, N’*:"O BF:（或 N’*:"O） 锗二级管

可见光（P3Q） C666—AK666 I’,LM"9, N’*:"O BF:（或 N’*:"O） 硅二级管

盲板外引出的的电极，可用一个外部的直流电流源

对灯丝加电流&镀金膜时，大约需要使用直径为6& AK
00的金丝 C00，将其裁为三段挂到灯丝上&逐渐地
将电流加至 5R，通过观察窗（.5），可以看到金丝全
部融化，然后迅速地将电流增大到 @R，保持数秒，直
至金丝全部蒸发&这时可以看到在观察窗上也形成
了一层金膜，颜色随着距灯丝的距离增大而逐渐变

浅&镀膜的厚度可按一个点源在空间沿各个方向均
匀蒸发的情形进行估算& 按前面参数得到的样品表
面镀层的厚度约为 6& @!0，即使对远红外的电磁
波，此厚度仍是穿透深度的数倍& 对于镀铝，除了电
流大小和时间有改变外，其余都相同&镀膜操作都在
室温下进行，因为低温下难以获得一个很好的镀层，

而且若在低温下镀膜，镀层随着温度的升高会与样

品表面结合太紧而难以去除& 当然镀膜层与样品的
结合也需要有一定的强度，否则可能出现随着降温

镀层发生卷曲导致实验失败的情况& 较好的镀层应
该既有一定的强度，又能用胶带、酒精、丙酮等容易

地去除干净，便于样品重复使用&
在实验过程中，恒温器内部需要保持一定的真空

度，以避免水蒸气或其他气体吸附到样品表面，影响

测量& 真空度好坏的一个明显标志是，测量时在
5A66+0 1.附近有有冰的信号，这个信号表现为反射率

谱上的一个“凹坑”，若系统的真空度不够好，则在温

度低于 .K6B时，此特征会在反射率谱上出现，并随着
时间增强，而且会导致 5A66+0 1.以上的反射谱整体

压低&实验中，当恒温器内真空度优于 . S .6 1@>* 时，
在整个测量时段内不会观察到冰的信号&另外，为了
获得一个高质量的镀膜层，也要求至少有 . S .6 15 >*
的真空度&对于前述 TI<5<..6 型恒温器，可以用一台
涡轮分子泵和一台机械泵级联在实验前进行 .6 小时
以上的预抽&在封闭系统前，应该对内部的镀膜碎屑
进行清理，并在预抽时使用加热带来进行烘烤，以期

减少恒温器内可能的放气&目前，此系统能够达到的
最好的真空度在室温时约为 G S.6 1K>*&
实验时，首先需要仔细地调整样品和参考镜的

位置调节螺钉，使二者在恒温器转动 C6U前后在光
路中处于相同的位置，并且反射光完全进入探测器

（并非严格），然后再仔细地调整分束镜的位置和光

具组，使探测器测量到的信号最大&待系统真空度达
到要求后，首先分别采集样品和参考镜的反射功率

谱，!"M*0，!":9=，二者相除得到一个相对反射率& 在
不改变任何光路设置的情况下，对样品表面镀膜，然

后再分别采集表面有镀层的样品和参考镜的反射功

率谱，!"LM*0，!":9=，二者相除，又得到一个相对反射

率&前后两次得到的相对反射率相除，再乘以金（或
铝）的标准反射率，就可以得到样品的绝对反射率：

!"M*0

!"( )
:9=

# !"LM*0

!"( )
:9=

$.

# !L?(V%
!"M*0

!"( )
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（A）
这里使用参考镜的目的主要是为了消除谱仪的系统

漂移对测量的影响& 图 A 为高温超导体铊钡钙铜氧
AA.A 样品中红外波段室温下的测量结果，显示了两
条功率谱、两条相对反射率谱和一条反射率谱&这种
测量方法的误差估计在 6& KW以内，表现为不同频
段的测量结果在重复区域内有很好的重叠&

图 A- 高温超导体铊钡钙铜氧 AA.A 样品中红外波段室温下的测

量结果&图例的含义见正文& 完整的数据及分析由 8* X H 和

Y*,L J T报道［Z］

综上所述，联合原位蒸发镀膜技术和傅里叶变

换谱仪，可以很好地测量包括小尺寸不规则样品在

内的材料从远红外到近紫外波段的反射率谱& 然后
就可以通过 BB 关系计算固体的各种光学常数& 现
在进一步的发展有：用同步辐射光源替代实验室光

·!"#·
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源以提高亮度［4］，将远红外探测器安装在567" 平台
上，使得测量范围能向更低频率扩展［8］，还有联合

带磁体的光学恒温器，以测量样品在磁场下的光谱

等［9］-图 " 为中国科学院物理研究所极端条件实验
室光反射谱测量系统的照片-

图 "! 中国科学院物理研究所极端条件实验室光反射谱测量系

统-（光谱仪为 :;.<6;公司 =>? &&@ A B型）

C! 数据分析

对于实验数据的分析可由经典的德鲁德 D洛伦
兹（E;.F6 D GH;63)I）模型开始-在光学常数中，与材
料对电磁波的吸收有关的量为电导率实部或是介电

函数虚部- 德鲁德 D 洛伦兹模型中的电导率表述
为［’%］

C!"（#）!
#$

*E$E

’ " ##$E
$%

%

#$
*%#

#（#$
% " #$）$ # & $ %

’

（"）
这个方程可以通过分别解电荷在自由和束缚条件下

的运动方程得到：右边第一部分为自由载流子的贡

献，#*E为等离子震荡频率，’ A $E 为自由载流子的散

射率；第二部分为一系列束缚载流子的贡献，每一个

都以 # % 为中心，具有等离子频率 #*%，散射率 ’ & $ % -
但是，这个公式并不能正确给出有关微观机制的信

息，因此往往只能作为一种描述手段来拟合实验数

据-从量子论的角度出发，光学过程与材料在电磁波
作用下的激发和跃迁相联系-在线性响应范围内，可
以用久保（J.KH）方程，通过计算电流 D电流关联函
数对时间的积分来计算电导率的实部［’’］-这样的方
法将电导率实部与微观的态密度、跃迁矩阵元等联

系起来，从而反映了系统中电子结构的信息-而系统
的电子结构是与系统微观上相互作用的模型紧密相

关的-因此，光学数据的分析可以以系统微观上相互
作用的模型为基础-

另外，求和规则的分析也是常用的方法-光学常
数满足一系列的求和规则［’$］，比如对电导率实部的

振子强度求和规则：

8-
(

%

"’（#）F# ! C!)*$
+6
， （C）

这里的 )为载流子浓度，+6 为载流子裸质量-一个例
子是对于理想的超导体，由正常态进入超导态后，$
倍超导能隙以下的电导率为零，由求和规则，这部分

损失的谱重将凝聚到零频的一个 %函数中去，即系统
具有无穷大的直流电导率-这类求和规则从物理上
看，是基本的守恒律以及响应函数所满足的因果律的

反映，因此是不依赖于微观模型的-当然在一定的模
型下，也有近似的求和规则的表达式存在-通过求和
规则来分析谱重的分布，对关联电子系统是非常重要

的方法，此外求和规则也可用于检验模型的正确性-

#! 结束语

光谱方法是研究材料的电子结构和电荷动力学

的一大类方法，其中傅里叶变换红外反射光谱是目

前普遍使用的一种技术- 虽然不像角分辨光电子谱
技术［’"］那样能够动量分辨，但是红外光谱方法的优

势在于它测量的是材料的体性质，而且可以覆盖较

宽的能量范围-在高温超导的研究中的模式耦合问
题和欠掺杂区域赝能隙问题［’C］，过渡金属硫化物材

料中的集体激发模式和电荷密度波能隙问题［’#，’&］，

以及新超导体钠 D钴 D氧体系中的电荷有序等问
题［’4，’8］的研究中，红外光谱方法均起到了重要作

用-通过与其他能量范围的实验方法以及能够动量
分辨的实验方法进行综合、分析和比较，将有助于扩

展和加深人们对于物质的微观结构、相互作用及其

与宏观性质之间关系的认识-

参 考 文 献

［ ’ ］ LHH)63 >- M*)021/ N;H*6;)06B HO ?H/0FB- P6, QH;< 13F GH37
FH3：R21F6S02 N;6BB，’94$- ’&

［ $ ］ TH// U ?- N(VB021/ W6@06,，’9#&，’%C：’4&%
［ " ］ J0))6/ X- =3);HF.2)0H3 )H ?H/0F ?)1)6 N(VB02B（4)( 6F）- ?03Y17

*H;6：UH(3 L0/6V Z ?H3B，=32- ，’99&- "%8
［ C ］ E;6BB6/ [，\;.36; \- ]/62);HFV31S02B HO ?H/0FB- X1SK;0FY6：

X1SK;0FY6 ^30@6;B0)V N;6BB，$%%$- $&C
［ # ］ 5HS6B X X，W66FV< [，X;1F/6B E R *, -. - R**/06F M*)02B，

’99"，"$：$94&
［ & ］ [1 Q X，L13Y P G- N(VB- W6@- :，$%%#，4$：’%C#’8
［ 4 ］ X1;; \ G，[1;)03 [ X，[2J0336V L W *, -.- P1).;6（ GH37

FH3），$%%$，C$%：’#"

·!!"·

实验技术



!""#：$$%%%& %’()& *+& +,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 物理

［ . ］ /*012 3 4，315672)+ 8 9，8),:(7; < = !" #$& >72& 8+)& ?,@
0"5’A& BCCD，EF：FECD

［ G ］ H*6)((* I =，J) K L，/’5+! M 8 !" #$& >72& 1N 8+)& ?,0"5’&，
BCCF，EO：FEPC

［PC］ I11"7, Q& R#")+*( H51#75")70 1N 81()60& 47% S15T *,6 J1,@
61,：U+*67A)+ H5700，PGEB& FB

［PP］ 357007( V，W5’,75 W& <(7+"516;,*A)+0 1N 81()60& X*AY5)6:7：
X*AY5)6:7 Z,)2750)"; H5700，BCCB& ED

［PB］ 8A)"! 3 S& 3)0#750)1, [!715;，8’A >’(70，*,6 [!7)5 U##()@
+*")1, "1 "!7 U,*(;0)0 1N R#")+*( 3*"*& ?,：\*,6Y11T 1N R#")+*(
X1,0"*,"0 1N 81()60（76)"76 Y; H*()T < 3）47% S15T：U+*67A)+
H5700，PG.O& DO

［PD］ 3*A*0+7(() U，\’00*), K，8!7, K ]& >72& V16& H!;0&，
BCCD，EO：FED

［PF］ /*012 3 4，[)A’0T [ & >72& V16& H!;0& BCCO，EE：EBP
［PO］ 970+1() 9，37:)15:) J，/75:75 \ !" #$& H!;0& >72& J7""&，

PGG.，.P：FOD
［P^］ >’_)+T* /，37:)15:) J，/75:75 \ !" #$& H!;0& >72& J7""&，

BCCP，.^：FPD^
［PE］ I*,: 4 J，I’ 3，J) W !" #$& H!;0& >72& J7""&，BCCF，GD：

PFEFCD
［P.］ I*,: 4 J，K!7,: H，I’ 3 !" #$& H!;0& >72& J7""&，BCCF，

GD：

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

BDECCE

·信息服务·

欢迎订阅《物理学进展》

《物理学进展》是国内唯一刊登物理学评述性论文的刊物，创刊于 PG.P 年，季刊，国内外公开发行&适合于大学高年级学
生、在校研究生和科研工作者&
该刊介绍物理学各分支学科的进展和成就，对于和物理学有关的边缘学科，则采用物理学工作者所熟悉的语言来描述这

些领域中的新发展&由中外学者撰稿，论文形式多样，包括对某一专题全面的总结评论；对新概念，新理论仔细讲解和系统论
述；对某一研究领域的学术见解和展望；对国内外较为出色的工作成果的总结汇报；对最新的重要发现进行及时的系统报导

并给予可能的评价&
所刊论文 .O‘是国家和省自然科学基金的重大项目，许多论文获得了国家级与省部级奖项，本刊被国内所有权威性检索

刊物列为重点检索对象&从 PGGE 年至今，影响因子在全国科技期刊中一直排序为物理类期刊前列&
国内发行处：南京邮政局（全国各地邮局均可征订）- - - - 国内刊号：B. a OO
每期定价：PO 元 半年定价：DC 元 年定价：̂C 元
国外总发行：中国国际图书贸易总公司- - - - - - - - - 国外刊号：L^.B
编辑部电话：CBO a .DOGBF.F- - - - - - - - - - - - - 传真：CBO a .DDB^CB.
主页：IJ]=& X!),*b1’5,*(& ,7"& +,- - - - - - - - - - - - <A*()：

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
%(cb_d ,b’& 76’& +,

刊登原创学术论文 报导前沿科技成果 涵盖科技各个领域 关注重大科技问题

重视理论研究创新 鼓励学术观点争鸣 促进中外科技交流 探索强国兴邦道路

《科技导报》（半月刊）
欢迎订阅、欢迎投稿、欢迎刊登广告

一本有影响、有特色、有品位的高层次、高水平、高质量学术期刊

刊号 X4 PP a PFBP e 4 ?884 PCCC a E.OE 广告经营许可证：京海工商广字第 CCDO 号

科技导报：是中国科学技术协会学术会刊、中国科技论文统计源期刊（中国科技核心期刊），主要发表国内外科学、技术和

工程各学科专业领域原创性学术论文& BCCE年为半月刊，全彩印刷，每册定价 E& CC 元&
栏目设置：卷首寄语、本刊专稿、专题稿件、研究论文、综述文章、研究报告、学术争鸣、实验技术、科技评论、科学家之声、科

技动态、信息发布等 PO 个栏目&
办刊特色：处理来稿周期短，报道成果时效强；探究问题起点高，研讨思路视野宽；提出对策着眼远，争鸣学术气氛浓；刊

载信息密度大，排版印刷质量好&
读者对象：科学、技术和工程各学科专业领域国内外一线科技工作者&
邮发代号：B a .EB（国内）VDCGB（国外）
通讯地址：北京市海淀区学院南路 .^ 号科技导报社（邮编 PCCC.P）
联系电话：CPC a ^BPCDB.B（编辑部）CPC a ^BPEO.EP（办公室）
投稿信箱：Tb6YYbYd +*0"& 15:& +,- - - - - 征订信箱：Tb6Yd +*0"& 15:& +,- - - - 单位主页：!""#：e e %%%& Tb6Y& 15:& +,
户 名：科技导报社- - - - - 账 号：CBCCCCPFCGC.GCPEBEP- - - - - 开户银行：工商银行百万庄支行

·!"!·

实验技术


